


















































专利名称(译) 用于评估流体流动的荧光传感
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优先权 62/429137 2016-12-02 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了基于荧光传感评估流体流动的方法。在一种方法中，纳米颗粒注
射器配置成将纳米颗粒注射到流过导管的流体中。检测器配置成确定流
体流中纳米颗粒的存在。检测器可包括：辐射源，配置成用目标辐射照
射流体;和荧光计，配置成测量从用辐射照射的流体发射的荧光量。控制
单元配置成根据测量的荧光量确定导管中的流体流量。
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